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N O R M A B R A N Ż OW A BN-86 
Urządzen ia komputerowe 

3104-19 AUTOMATYCZNE Pakiety dysków 
PRZETWARZANIE 

INFORMACJ I magnetycznych 
100 I 200 Mbajtów 

Wymagan ia i badania Grupa katalogowa 1960 

BN-86/3104-19 (eqv CT C3)3 429 1-8.\ ) 

PRZEDMOWA 

Niniejsza norma dotyczy pakietów dys ków magne tycznych ( PDM) o pujemności 100 i 200 Mbajtów. wykorzys tywanyc h jak,) magnet yczne 
no,niki informacj i IV maS/y nach licz~cych i sys temac h rrz~t\\ ~,rzan i a da n\c h. 

Niniejsl3 ,](HI11:1 została "praco"""" na p,)dstawie norl1l~ CT C3B 4291 -X.\ i je, t I nią 7gocl"" Lar{l\lIlO pod \\"/g l\'delll Ill c r ~ t(l rVC Ill~I11. 

jak i układu treśc i . 

NORMA MIĘDZYNARODOWA eT C3B 4291-83 

l. WYMA GANIA 

1.1. PDM powinny spclnia ć wymagania n 111 tej s7.ej 
normy o raz nasl<rpujCjce wymagania wg PN-83/T-42106: 

odporność przy ~k rajnych wa runkach klimatyc7-
nych dla urz<jdzell kategor ii K2. 

normalnych kl imatycznych wa runków pracy. 
cechowania. ozna kowa nia. pakowania. przecho­

wywania i transpo rtu. 

1.2. Konstrukcja PDM powinna być zgodna z rys. I. 
1 . .1. Liczba dysków roboczych - 10. 
lA. Liczba powierzchn i informacyjnych - 19. 
1.5. Powie rzchnia sterujCjca powinna być jedna. us y­

tuowana na szós tym dysk u 7.godnie z rys. 2. licZCjc od 
góry. m iędzy 9 i 10 powi e r?chn ią informacyj ni'. 

1.6. Wyso kl)śĆ PDM w po jemniku ochronnym zgnd­
nic l rys. I powinna wynos i ć HI ~ l iW mm. 

1.7. Srednica zewnę trz na do lnej pokrywy zgodnie 
zxys. I po winna wynos i ć D I :(: .lX I mm . 

Zgłoszona przez Instytut Maszyn Matematycznych 
Ustanowiona przez Dyrekto ra Instytutu Maszyn Matematycznych dnia 24 stycznia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Dz . Norm . i Miar nr 3/ 1986 poz 7) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE .,ALFA" 1986. Oruk . Wyd Norm W· wa Ark . wyd 2.50 Nakl. 1600 + 55 Zam. 985/86 Cena LI 72 .00 
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Rys. I . Pakiet dysków magnetycznych w pojemnik u ochronn ym: I - górna pokrywa poje mnika. 2 - zamek, 3 - koln ierz górnv. 4 - tukja . 

5 - pi erśc ień dystansowy. 6 - pierścień górny. 7 - pierśc ielI doln y, 8 - górny dysk ochronny, 9 - dyski robocze, 10 - do ln y dysk och ron­
ny, II - kolnierz dolny : 12 - opory ku liste , /3 - piasta. 14 - pi e rścień centrujący. 15 - do lna pokrywa pojemnika ochronnego. A - baza. 
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Ry,. 2. Wido k o d strony g łowic w kierunku wrzec iona. Rozmieszcze­
nie g łowic i powierzchn i 

1.8. Zewnętrzna kra wędź górnej po krywy zgodnie 
z rys . I powinna mieścić s i ę w przest rzeni ogran iczonej 
promienie m 1" 1 m ierzonym od osi piasty 

183,65 < 1" 1 < 185,42 mm 
1.9 . Odległość między płaszczyzną odniesienia (zwa­

neJ w treści normy bazą), a czołem górnej pokrywy 
zgodnie z rys . l powinna wynos ić 

H 2 = (3,56 ± 1,47) mm 

1.1 0. Sredn ica trzech oporów elastycznych pierście­
nia centrującego zgodnie z rys. 3, zm ierzona przy tem ­
peraturze (20 ±0,5)° C, powinna wynosić 

D 2 = (44,432 ±0,005) mm 

1. 11. Wysok ość oporów elastycznych pi crścicnia cen­
trującego w obszarze ogra niczonym średnicą D 2 zgodnie 
z rys . 3 powinna wyn osić 

H3 = ( 1,91 ±O, 13) mm 
1.12. Chropowa rość powierzchni oporów elastycz­

nyc h powinna m ieć średnią a ryt metyczną odchyłk ę pro­
fil u 

Ru :s:; 0,4 ~lłn 

1.1 3. Sredn ica oporów elastycznych pierści e nia cen­
trującego na zewnątrz obszaru ograniczonego średn i cą 

D 2 zgodnie z rys. 3, zmierzona przy temperaturze 
(20 ±O,5)OC, powinna wynosić 

D3 = (44,478 ±O,OI5) mm 

.. 1.14. Odległość oporów elastycznych od bazy zgodnie 
z rys. 3 powinna wynosić 

H4 = ( 1,40 ±O,30) mm 
1.15. Opo ry kuliste piasty zgodnie z rys. 3 powll1 ny 

być rozmieszczone na okręgu o ś redn icy 

D4 = (139,70 ±O.I3) mm 

1.16. Srednica oporów kuli stych piasty zgodnie 
z rys. 3 powinna wynosić 

D5 = (I I ± l) mm 
1.1 7. Promień kuli oporów kuli styc h zgodnie z rys . 3 

pOWll1len wynosić 

1" 2 = ( 110 ± 15) mm 
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R" . . 1. 1 ; J.:m~nly ce ntruj ące: A - ba7a. B - " rór ku listy. C - OPÓ I" cla,t\c/l1\ 

8 t;e)'oLerować '-........-1/ ---

Rvs. 4. Zal11<'k: A - baza 

1.1 X. Chropowa tość powierlchn i o porów kulistych 
powinlla micć średnią arytmetyczllą odchv lkl,' profilu 

R" :;;;; 0,2 ~lm 

1.19. Tward ość powierzchni oporów kulist yc h po­
winll a wynosić od 55 do 60 HRC. 

1.20. Gw int zamka powinien być dwuzwojowy () za­
rysie trójkątnym I parametrach jak na rys . 4. 

1.21. Srednica dolnej cz~ści zamka mi<;d/\' gwintem 
a występem /.godnie z r)s . 4 powinna wynos i ć 

D6 = (9,37 ± 0,l3) mm 

1.22 . Dł ugość g\' int u zamk<i 7godnie Z rys. 4 po­
wInna wynosić 

1/\ ;? 7,14 mm 
1.23. e70lo d(\ln~j części 7Jmk;1 zgodnie z rys. 4 

powinno mieć ś<.ięcie (zwane w treści normy raz<!) 
L) wewnętrZllej ~ n:dn;cy Dl = (~JJO ±oX:\) mm i kilcie 
(l! = mu ±3 ,5) . 10 -2 rad, (a '=' 44 '5).;'38" ±2°00' 19"). 

1.24. Wy~tęp L< lmJ... a pO \\'in ien znajdować si ", na wy­
~ok()ści 

!-I , --= (1 3,5 I ":;~,',.l 111m 

od baly zgodnie 'l rys. 4. 
1.25 . Długość dolnej części l;: mka zgoclnie / rys . 4 

pO\\ 111 na wyno'iić 

H7 = (19 .150 ± O,(76) mm 
1.26. Sreclllica dol nej części za mka przy wysllll i ~· tyc h 

ku lkach us talających zgodnie 7 rys. 4 powinna wynos ić 

D$ = (10,7 ± O,I) mm' 
Kulki nie powinny wysuwać się. dopóki iglica wra­

ciona (zwan<l w tre~ci norm)' ig licc!) jednostki IHl pędo­

wej pa m ięci dyskowej znajduje SIę \I odlcg l o~ ci !-I s 
od występu 7am ka: 

I) H~ ;? 16,97 mm dla PDM o poje mn ości 

100 Mbajtów, 
2) H8 ;? 15,14 mm dla PDM o pojemnoścI 

200 Mbajt(l\\'. 
Kulki powin ny wys unąć s i ę ca ł kowic i e wÓwc7as. gdy 

iglica znajduje s ię' w od l egł ośc i H'lod wyst<; PLl zamka : 
:1) H9 :;;;; 14,65 mm - dla PD M o pojemności 

100 Mbajtó II. 
4) H9 :;;;; 12,9X 111111 - d la PDM o pojel11nośc l 

200 Mbaj tó \\. 
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1.27. Sn:dnica dolnej części Z<łmka przy swobodnych 
nie wysunic;tych kulkach. zgodnie z rys. 4 powi nna wy­
n os i ć 

D9 = 9.53 mm 
l .n . Srodk i kulek u s t a lających 7god nie 7 rys . 4 po­

winn y znajdować s i ę względem wystc;pu zam ka w od ­
l egłośc i : 

l ) H lo = (9,04 ±0.23) mm - d la POM o pojemno­
ści 100 Mbajtó w, 

2) fi lo = (9,00 ±0,32) mm - d la POM o poje mno-
ści 200 Mbajtów. 

1.29. Sred ni ca otworu w zam ku dla prlclotu iglicy 
zgodnie z ry!>. 4 . powinna '-" y n os i ć: 

I ) D lo = (3,18 ± O, 13) mm - dla PDM o pojemnośc i 

100 Mbaj tów. 
2) /) 10 = (5,16 '", i .I, ~ ) mm - dla POM o pojemności 

200 Mbajtów. 
1.30 . GłC;bokość otworu w 7amk u dla pr7e lo tu igl ic y 

wzglc;dem występu zamka zgodn ie z rys . 4 powinna wy­
nosić: 

l ) H II ~ 13,84 111111 
100 Mbaj tó w. 

d la POM o pojemności 

2) H II ~ II ,) l mm d la POM o pOjem n ośc i 

200 Mbaj tów . 
1.3 1. Górna pokrywa pojemnika ochronnego zgod­

nie 7. rys. 4 powinna odłąc zać się od zam ka POM wte­
dy. gdy iglica w stosunku do wystc;pu za l11k a znajd uje 
się w odleg l ości : 

l) /1 12 = (14.44 ± 0.2 1) 111m - dla PQM o pojem­
noś t: i 100 Mbajtów: 

2) H I ~ ~ 12.71 mm - d la POM o p ojcl11nośc i 

200 Mbaj tów. 
1.32 . Prol11ieó wszystkich pierścien i dyqansowych 

Igodnie -; r y~. 5 powinien wyn osić 

r3 ~ 90.9 mm 
8 
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1.33. Zewnc;trzna średn ica dolnego dysku ochronne­
go zgodnie z rys. I powinna wynosić 

DII = (360 ,37 ±O,25) 111111 

Grubość dolnego dysku ochronnego zgodn ie 7 rys . 5 
powinna wynosić 

e I = (UO ± O ,08) 111m 
1.34 . Zewnętrzna średn ica dysku robOC7CgO zgodnie 

z rys. I po winna wynosić 

D I 2 = (356,25 ±O, 15) mm 

1.35. Grubość dysku roboc7ego -;godn ie L rys. 5 po­
winna wynos i ć 

e2 = ( 1,905 ± O,(25) ml11 
Fa za d y!> ku roboczego pow inna hyć wyJ.. o na na jak 

na rys . 5, a jej wymiar powinien wynosić 

b ~ U 111m 

1.36. Zewnęt rzna ś rednica gó rnego dysku ochronne­
go zgodn ie z rys. I powinna wynos i ć 

D I2 = (356 ,25 ±O,15) mm 

1.37. Grubość górnego dysku ochron nego Igodnie 
z rys . 5. powinna wynos ić 

e j = (1,27 ±O.05) mm 

1. 3X . Odległość HI 3 od dolnej powierzchni dolnego 
d ysk u ochronnego do bazy powinna wynos i ć 0.56 --:--
1,41 111111 zgodQic z r y~ . 5. 

1.39. Odległość od dol nej powierzc hni k ażdego d y­
sku roboczego do bazy zgodn ie z rys . 5 powin na wy­
n os ić : 

H I4 = (1 0,480 ±O.200) mm. H I5 = (20 .000 ±O.200) 111m. 
HI~ = (29.530 ±O,200) 111m , H 17 = (39.050 ± 0.200) 111111, 
H I8 = (4X.580 ± O,200) 111m, H 19= (5X,100 ±O.200) 111111 , 
H 20 = (67 ,630 i..-{),200) mm , H 2 1 = (77 ,150 ±O.200) mm, 
Hn = (86.6 O ± 0 ,200) mm, H 21 = (96,200 ±Ó.2(0) mm. 
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Rys . 5. Wymia ry i położen i e dysków robooych : A - b" 7a 
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1.40. Od ległość od dolnej powie rzc hni górnegCl dysku 
ochronnego do hazy zgodnie z rys . 5 powinn<; wynosić 

H 24 = (105,980 ±D.430) mm 
1.41. Najniższy element konstrukcyjny P O M n ie po­

winien przekraczać obszaru pierścIen i owego, ograniczo­
nego dwoma promieniami r4 = 78 mm, r5 = 96.5 mm 
i wysokością H 25 :;( 7,6 mm. 

1.42. Wysokość POM bez pokryw pojemnika ochron­
nego w stosunku do bazy zgodnie z rys. 5 powinna 
wynosić 

H 26 :;( 123.0 mm 
1.43. Bicie czołowe powierzchni dysków względem 

bazy w obszar7~ ograniczonym promieniami 1 7 5 ,0~ 

i n.42 mm. zmierzone w odległości od HI ) d o H !4 prly 
liczb ie I -;- 3700 ohr/min. nie powinno przekraczać 

0,15 mm - dla dyskóv.' roboczych , 0,51 mn. - dla 
dysków ochronnych. 

1.44 . Przysp il:szenie doclatnie lub ujemne bicia czo­
łowego powlcr/chni dysków w ob~.wrze okrcślonym 

w 1.43, przy 3600 ±72 ohr/min, powinno być mniej­
sze lub równc 76 m/s" dla POM o pojemności 100 Mbaj­
tów i 102 m/ s' ula POM () pojemności 200 Mbajtów. 

1.45. Bic ie promieniowe nie powinno przekraczać: 

0,25 mm - dla dysków roboczych, a 0,5 1 mm - dla 

dyskó\V oc h ronnych. 
1...l6. Przcsunięcie kątowe między dyskami a piastą 

POM. po poddaniu PDM przysp ieszeniu dodatniemu 
lub ujemnemu o warto' ci do 3000 rad/s2

, powinno mieć 
wa r t ość zero. 

1.47 . POM ptl\\inien b~ t '.' \\\Jżony dynamIc znie do 
100 g . mm prly 3700 obr/ Jli in w dwóch płaszuyznach 

równo l egłych do dysków I polcż.o nych w odległości 

(5.~4 ± 1.30) mm nad górnym dyskiem ochronnym 
i (5,X4 ±1.30) mm pod dolnym dyskiem ochrnnnym . 

1.4~. Moment bezwładności PDM bez pojcmnika 
ochr(lnn,~go nic powinicn przekrael'ać 107 g ' 111 2 

1.49. POM puwinien zachowywać swoje parametry 
funJ.. cjonalnC' Prl) 3700 obr/m in . 

1.50. POM powinien lapewniać odprowadzanie ła­
dunków sta tyc7l1ych z powierzchni dysków magnetycz·· 
nych poprze7 mechaniLm piasty. 

1.51. Ob~7nr dysku między średnicą nie wlt;kszą niż 

190.5 111m i nic mniejSZe! niż 352,0 mm powin ien mieć 
wa rst Wt; magnet yczną. 

1.52. Chropowatość warstwy magnctycznej powinna 
mleć Ś reel nie a ryt metyezne odchylenie prc.>fIl li 
R" :;( 0,05 ~Im dla POM o pojemnoś ci 100 Mbajtów 
i Ra :;( 0.038 pm dla POM o pojemności 200 Mbaj tów. 
a najw ięks7a wysokość nierówności profilu tej wars twy 
powinna wyno,ić Hm,,\ = 0,38 pm i powinna być zmie­
rzona na odcinku o d l u);ości 0,75 mm igłą o promie­
niu /aokrąglen i a 2.50 pm. 

1.53 . War~twa magne tyczna powinna być odporna 
na działanie mies7aniny alkoholu i7.0propylowego z wo­
dą (91 % alkoholu i 9 o/r. wody e1es tvlowanej lub dejo­
ni7owanej) ~tos()wanej do czyszczenia powierzc h ni. 

1.54. Pojemność informacyjna POM 100 i 200 M baj ­
tów powinna być nie mniejsza niż odpowiedn io 100 
i 200 Mbajtów . 

1.55 . Ma ksym a lna lin io wa gc;s tosc zapis u in formacj i 
pOWll1na wynosić 159 bit/mm. 

1.56 . N~I każdej powierzchni informacyj nej d y~ ków 

powinno lIlaj d ować się 41 I ś , il'Ż:ck dla POM o pojem ­
n ości 100 M baj tów i 8 15 śc i eżek dl ,1 PDM o pojen ll1 ości 

200 M bajtów. 

1.57 . Sznokość ~cieżki powi n na wynl)sil' 
(0. 109 ± 0.O(5) mm dla PD M o pojemności 100 M baj­
tów i (0 .051 ±0,(04 ) mm d la POM o pojem nośc i 

200 Mbajtów. 

1.58 . W<trtość średniej a m plitudy syg n ał u powie rz­
chni info rmacyjnej V/.IA , z uWl'g lc;cl ni eni eJll ws półc zyn ­

nika kalibracj i głowicy Cli, powinna być zgodna z rys . 6 
d la PD M o pojemnośc i 100 Mbajtów i rys. 7 dla POM 
o pojemJ1u,ici 200 M bajtów. S red ni a amplit ud a sygn a łu 
przy p rzejści u od brzegu do środ k a d ys ku lub od w ro t­

nie powinna zmieniać się liniowo. 

VTAA , mV 
4,0 --

2,2 
2,0 
1,2 

I T------- -

I 
I 

814 

[Ęff]"6J3104 -19-6] 

Rys . 6. Sr,·ul1!a amplituua ścielki dla PD M () pojcll1l1l)ści 

100 M b"itó\\ 

I 

1,al--I - - - - - - - -

0.95 1 ---
I : 

000 Scieżki 410 

R~, . 7. Srednia amplituda śció,i ella PDM <> Pl)j~ll1ll("ki 
200 Mb"j tlJ\\ 

1.59 . Zdo l ność rozdzielcza powie rzc h ni in for macyj ­
nej. zm ierzona za pomocą ko nt ro lnej g lowicy mag nc­
t)C7nej d la da nyc h , powinna wyn osić d la d owoln ej 
ścież k i 0,70 ±0,20 w PDM o poj emnośc i 100 Mbaj tó w 
I 0.75 ±O,15 w POM o p ojemn ości 200 Mbaj tó w. 

1.60. Modulacja sygnału pri'ep isa nego 'l po wi e rzc hni 
informacyjnej, zmierzona kon trolną gł owicą mag ne­
tyczną d la d anych, powi nna b yć mniejsza ni ż 1,0% 
(-40 dR). 

1.61. POM o pOJc m noścl J 00 M bajtów nie może 

być źródlcm szumu. Pozio m na pi ęc i a szu m u dl a POM 
() pojemnośc i 200 M baj tów na sc ieżce 814. określo n y 
st()~unk i cJl1 
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V2 DCRMS - V 2 N RMS 

VRAlS 

w którym : 
V'J CRMS ,- warlość sk uteczna napięcia sygna łu po 

skasowan iu w czasie jednego obrotu dy­
sku sygnału zapisanego z czę stotliwością 

2F, 
VV /IMS - wartość sku teczna napięcia sygnału przy 

podn iesionej głowicy, 

V R.\/S - wartoŚć skuteczna na pięc ia sygnału o czę­
stotl i wości 2F przed skasowaniem , 

powinien wynos ić mniej niż 0,05. 
1.62 . Wartość dodatniej i ujemnej modulacji sygnału 

o często tliwości 2F zgodnie z rys. 8 powinna wynosić 
nic więcej niż 25% wartości wzorcowej amplitudy sy­
gnału. 

125% Z O,5VTAA 
100% Z 0,5VTAA 

75% Z O,5VrAA 

IBN-8fY31Q4-ig-81 

Ry, . g. Okreś lenie b/,d u f110dulacj i 

1.63. Dla zapewnienia zamienności w PDM o po­
jemnośc i 100 Mbajtów powinno być nie mniej niż 7676, 
a w PDM o pojemności 200 Mbajtów nie mniej niż 

15352 ścieżek wo lnych od niekorygowa ln ych błędów. 
Uwagi 
I. 111 ;1" kor)go"alny - bhld. pr7V któ r)f11 " .. dliwc bity znajdu­

J<! , iI," n .. o,';ciac h ';c ież ki . k(lntn\lo wan~ch kode m FCC. którego 

dlugo,ć nic prle~r"Uił od,tq1 u II bitó\\. 

2. Bl;ld nidorygowal ny - bl;ld . prly którym wadliwe bity maj­
dujq ,i~ 11 ; ' C7l,"śc ia c h ścicik i . którc nic "l poddawane ko ntro li kode m 

t:CC 1,,11 którego długość prZdraCL<I ocb t,p II bi tó ". 

1.64 . W PDM na dowolnej ścieżce, w obsza rze od 
93 do 233, ni e powinn o być niekorygowalnych błędów, 
12 ~tS po indeksie i na powierzc hni 00 i Ol cylindra 000. 

1.65. Doda tnia nieparzys ta ścieżka sterująca zgodnie 
z rys. 9 powinna być zapisana tak, aby odczyt ywany 
'I niej sygn a ł '1aczynał się od dodatniej pół fa li. Dodat­
nia półfala powinna powstawać przy przecinaniu gł o­

wicą sterującą pół nocnego bieguna magnetycznego 
ś cieżki sterującej . 

-Parzysta ścieżka sterujqca - Ruch dysku wzglądem glowicy 
slsMN SISNW NWSJS 

f\ 
\[O;bit tr f\ 

\J 
+Parzysta sci.eżka sterujqca - Ru.ch dysku względem glowicy 

S[S MN s[S NIl? 

J\ J\ 
\tDi.bLt V 

IBN-B6731G4-19-91 

Ry'. 9 . Scic7~i llje f11ne parL)s tl' i d oda tni e ni c p~rlys t e 

1.66. Uje mna parzysta ścieżka sterująca zgodnie 
z rys. 9 powinna być zapisana tak , żeby odczytywany 
z niej sygnał zaczynał s i ę od ujemnej półfali . Ujemna 
półfala powinna powstawać przy przecinaniu gł owicą 

sterująC<) południowego bieguna śc ieżk i s te rującej . 

1.67 . Wszys tkie osie ścieżek in formacyjnych i wszy­
st ki e k ońce ścieżek sterujących, zgodnie z rys. 10 dla 
PDM o pojemności 100 Mbajtów i z rys. II dla PDM 
o pojemnośc i 200 Mbajtów, geometrycznie powinn y być 
usytlłowa nc na nominalnych współrzędnych oj ścieżki 
informacyjnej odpowiedn io nr 245 i nr 496: 

Xw , 496 = 129,487 mm 
Y =7,772 mm 

Poł ożen i e współrzędnych przy temperaturze 200 e po­
winno wyn osić : 

X 245, 496 _= (129,487 ± 0,025) mm 
Y = (7,772 ±0,05 1) mm 

Ume dostępu 
A B 

I \ 
+!J 

Wewnętrzna strefa ochronna 

Zewnętrzna strefa ochronna 
Strefa ladowaniQ g[owic 
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Ry'. 10. Geo metria śc i eż ki ;. tcrujl)Cej rDM () pujc mn o;c i 
100 Mbaj t{)\\' 

1.68. Odległość między osiam i śc i eże k sterujących 

wzdłuż linii dostępu przy temperaturze (20 ± 0,25)°C, 
zgodnie z rys. 12 dla PDM o pojemności 100 Mbaj­
tów i z rys. 13 dla PDM o poj emn ośc i 200 Mbajtów, 
powinna wynosić: 

I) (132,1 ± ł.0) 11m 
100 Mbajtów, 

2) (68,6 ± I,O) ~lm 

200 Mbajtów. 

dla PDM o pojemności 

dla PDM o pojemnośc i 

1.69 . Osie zapisanych ścieżek s t erujących , zgodnie 
z rys. 12 dla PDM o pojemności 100 Mbajtów i z rys. 13 
dla PDM o p oje mności 200 Mbajtów. powinny być 
przesunięte w7ględem osi ścieżek informacyjnych o po ­
łowę odległości między osiami ścieżek info rmacyj nyc h 
i numerowa ne w następujący sposób: 
- 12,5 ; - 115: ... -0,5 ; +0,5; ... + 428 ,5 - dla PDM o po­
jemności 100 Mbajtów: 
-22,5, -215: ... -0,5: +0,5; ... + 848,5 - d la PDM o po­
jemności 200 Mbajtów. 

1.70. trera sterująca powinna zawie ra ć 412 ścieżek 
sterujących (od -0,5, do 410,5) dla PDM o pojemności 
100 Mbajtów i 816 ścieżek s terujących (od -0,5 do 
8 14,5) dla PDM o pojemności 200 Mbajtów. 
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We'wnętrzna strefa ochronna 

1.7 1. Zewl)(,:trzna strefa ochronna powi e rzchn i steru­
J'jc~j, zgodnie z rys. 12 dla PO M o pojemności 

100 Mbajtów i z rys. 13 dla PO M () pojemności 

200 Mbajtó w. powinna składać s ię ' ldpowicdnio 
z 12 d oda tni ch n icpa rzyslyc h śc ież~ k s terujących (od 
- 12,5 d o - 1,5) i 22 doda t n ich n iepa rzystych ścieżek ste­
ruj'jcych (od -22.5 do - 1,5 ). .fJ<l1'1 

V.9~ 

.fJ:'~ C--.::::::t::==i=::::1::::::-1] Zewnfltrzna strefa ochronna 
.f'",:<'a strefa [ad awania glowic 1.72 . We\Vn~t rz n a strefa ochro nna powie rzchn i ste­

ru j'jcej. ;-go dnie z rys. 12 dla POM () pojemn oś ci 

100 M baj lów i I rys. 13 dla PDM o pojemności 

200 Mbaj lów, powinna sk ł adać s i ę odpowied n io 
7 I ~ ujemn ych pa r7ys tych ścieżek sterujących (od 41 1.5 
do 428,5) i 34 uje mn ych pa rzys tych śc i e żek s te r uj'lcych 
(od 1\ 15.5 d o 84)),5). 

IBN 8673104 19-111 

Rys. J J. Geolllelria śc ici'ki stnuiąccj PDM (l pojem n ośc i 

20() Mhaj tó \\ 

Numer śCLeżki 
steru.ja,cej 

Numer konca krawflazi sCLeżh steruja,ce; 
------------,----

---wi -~----r.-------j 429 

Wewnfltrzna 
strefa ochronna 

Ti;~,5 -parzysta II II 428 
427,5 -parzysta 1111 427 

t411.5-parzysta __ + 1+-1-_+111 ~~~1 !lumer ścieżki informacyjnej 
~q.5-parzysta II I j- _ --:- 410 _ _ _ / 

409,5+nieparzljSta" 409 _ . _ 

246,5-parzysta I I j l r--:--:--246 _ . _ 
245,5+nieparzysta II II 245 __ _ 
244,5-parlljSta II II 244 __ _ 

St refa sterują ca 

+2,5-parzysta II II 3 ---
+1.5+nieparzljsta II II II 1 =-_ = 
+D,5-parzysta II II ISc 'k O 
-05+nieparzljSta I ~cieżka sterl.lJqca{l1. aez a .- r -
-1,5+ri.eparlysta II II I I 1l.nformacy;naT 

Zewnętrzna 
st((!fa steruja,ca 

-2 Os (Linia osiowa ) scieżki 
..,.,--- ,,---nJ-11 Informacyjnej 

-11,5+nieparzysta II II I U -12 
-125+nLeparlljSta I I II 111 _13 

strefa radowania glowic 

Powierzchnia steru.ja,ca Pow,erzchnia informacljjiJa 

iEIHiQ7J104 -19 -12 1 

Numer ścieżki sterujo,cej 
Numer konca krawęd.zi ścieżki steruj o,ce; 

-----------.~---

Wewnf]trzna 
strefa ochronna 

Strefa sterująca 

Zewnętrzna 
strefa ochronna 

łB48.5-parlysta 
84~5 -parzljSta 

815,5-parlljsta --+t----tt--1~~~ Numer scieżki i nformacyjnej 
14p-parzysta ,,---'-'---.,--..Ll---I __ _ -814 ---

813,5+ri.eparzljsta . - . - 813 - '-

497,5+nieparzysta .,,--""--Tr--'-L----+-
496,5-parzysta 
495,5+ni.eparzysta ~=rc:::::::n=~=~ 

+2,5-parziJsta 
+1,5+ nieparzysta ]I=::=I[~:=Jt:== 
+D,5-parzysta 

-.Jłi5+nieparzljsta~~~~~W 
ł-~5+ parzysta 

-21.5+ni.eparzljsta 
.-łi2)+nieparlysta'tt---tt----HI 

Strefa radowania g[OWLC 

Powierzchma sterl1jo,ca Powierzchnia informaciJjna 

ISN-86/3104 -19 -131 

Rvs. J ~. l'owi'I / <llli<l rni~d/ y ,ciókalll i Ila Jl ll wicr7.chlli<l cil stn uj 'Jcych i illi'ol'1l13Cyj ll yc h PD M (I p oj e mnośc i 200 Mhaj tó w 
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1.73. Na każdej ścieżce sterującej, od -12,5 do 428.5 
dla PDM o pojemności 100 Mbajtów i od -22.5 do 
X48,5 dla PDM o pojemności 200 Mbajtów. zgodn ie 
7 rys. 14 powinien być zapisany indeks 

dddddododdoddd 
Uwaga. Na rYs. 14 przedstawiona jest C7<;'Ć kombinaCJi 

.74. Dopuszczalne wartości ampli tud y sygnału ze 
ścieżki w strefie sterującej, z uwzględnieniem wspól­
czynnika kalibracji CSH głowicy, powinny mieć para­
metry podane w tab!. I. 

1.75 . Dopuszczalne wartości amplitudy sygnału ze 
ścieżki w stre fach ochronnych po winny mieć parametry 
podane w lab!. 2. Podane przedziały wartości mog::} 
być przek raczone na odcinkach do 25 ps rozłożonych 
IV od legł ości nie mniejszej niż I ms . 

d o d 

+ D(bLt meparzysty -DibLt parzysty 
I I 

o 

Okresy od II do 12 i od 13 do 14 dla PDM o pojemności 
200 Mbajtów mogą zmien i ać się płynnie od (250 ±80) ns 
na ścieżce 000 do (320 ±80) ns na ścieżce 814 . 

1.79. Amplituda przedniego impulsu dowolnego di­
bitu, zmierzona na wyjściu wzmacniacza z automatycz­
ną regulacją wzmocnienia (A R W), powinna wynosić: 

I) nic więcej niż 125% średniej amplitudy sygnału 
PDM o pojemności 100 Mbajtów, 

2) nie więcej niż 130% średniej amplitud y sygnału 
PDM o pOJemn oścI 200 Mbajtów. 

1.80 . Na dowolnej ścieżce sterującej nie p()\\ inno być 
wi<;ccj niż cztery zgubione dibity, pr:/y czym nic do­
puszcza s i ę zgubionych dihitów: 

I) w formacie indeksu. 
2) w sąsiednich dwubajtowych odstępach. 

d d. o d. 

-- Ruch dyskow wzglf;d.em g[OWLCY 

Vs -Amplituda sygna[u z powierzchm steruja,cej od zera do szczytu 

IBN-86/3104 19 141 

Ry" 14. Kod indck'll 

Pojl'mn(lŚĆ PUM , 

Mhajly 

łOO 

2(1) 

Nr 

Tablica 

śc ieżki 

000 

4 10 

IJOO 

~14 

Dopu>7L'1i1ln ll wartość 

ampliludy sygnał'-, 

\\ Ob~liH/l' ~terow;}llia. 

mV 

2.U+4,6 

1.2+ .1 .0 

1.45+.1.:15 

(J.9()+~.1O 

1.76. Odpowiednie d ibit y formatu indeksu wszystkic h 
ścieżek ste rujących powinny przechodzić linię dostępu 

'f odch yłk 'l czasową nie wi<;ks7.ą niż ±XO ns. 

P".IC·I11IlO'Ć "DM. 

Tablica 2 

D(lpll"CLaln~ \\"r!O'Ć amrliludy svgn,ilu 
\\< :" lrt'fiL' ochronnej. mV 

Mb'IJ I) r---------r---------1 
\wwn<;trlllcj 7l'W n<;'!J7nrj 

100 2,4+6.0 4.0+9.2 

200 2.9+6.7 

1.77. Dih ity na dwóch sąsiednich ścieżkach sterują­
cych w qrdach och ronnych powinny być ze sobą zgod ­
m' w gra lll cach 150 ns. 

I.n. Zależności czasowe sygnałów powierzchni ste­
ruj'l cej powinny być n:.lstępuj<!ce (patrz rys. 14): 

I) ok resy od fi do 12 i od 11 do l .. - cno ±XO) ns dla 
PDM o poj e mności IDO Mbajtów, 

2) okresy od I I do I I i od I J do następnego II -

(1240 ±XO) ns, 
3) o kres od fi do następnego II - (24i)O ±80) ns. 

Dibit uważan y jest za zgubiony, jeżeli amplituda 
impulsu wiodącego zmierzona na wyjściu wzmacniacza 
w AR W jest : 

- mniejsza niż 80o/c średniej amplitudy s)gnalu 
PDM o pojemności 100 Mbajtów, 

- mniejsza niż 70o/r średniej amplitudy sygnału 

PDM o poj emności 200 Mbajtów. 

1.81. Bicie centralnej lini i ścież k i sterującej (ogólne 
wskazan ia indykat o ra ) nic powi nn o prle\.\'yż~zać: 

I ) 7.6 pm dla POM o pOJemnoścI 100 Mbajtów. 
2) 5, I pm dla PDM o pOJemnośCi 200 Mhajtów. 

1.82 . Międ zy dodatnimi impulsami dibitó w (w odqę­

pach 330 i 930 ns) 7 glowicy umieszczonej mld śrl1d­

kową l inią ścieżki sterującej nie powinno być 'żadnych 

dodatnich sygnałów przewyższających 25o/c ś redniej 

wartości sygnału na wyjściu wzmacniaCla 7 A RW. 
Między ujemnymi impulsami w tych sa mych ods tę ­

pach nie powinno być ujemnych sygnałów prl'ewy7sza­
jących 25% średniej wartości sygnału na wyjściu 

wzmacniacza z AR W. 
Naruszenie dowolnego z podan .'ch wyżej W) magań 

w trakcie kontroli dwubaj towego odstępu należy roz­
patrywać jako jednostkę zl iC7ania SZUJllU. N,l' dowolnej 
środ kowej linii śc i eżek ster ujących 71iczenie SZUIllU nie 
powinno przekraczać 4 na jeden obrót. W o kres ie 
dwóch dwubajtowych odstępów zliczanie ~ZlImu nie po­
winno przekraczać jedynki. 
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W strefi e indeksu nie dOpUSZC7<1 siC; żadnych dodat­
nich sygna lów. przewyżSlających 25(lf 'ń<1rtości sygna lu 
na wyjściu w7macniaua L AR W mlc;dz), d odatn imi 
impulsami dibltów, s,!s iadujących z brakującym dibi­
tem (odst(,'p nie mniejs/Y niż 3410 ns) i żadn ych ujcm · 
nych sygnalów, pr7ewyższającyc h 250/( wartości syg nału 
na wyjściu wllnacniacz<l I ARW między ujemnymi im· 
pubami dibilÓW, sąsiad ujących z t rakując~m dibitem 
(odst<;p nie mniejszy niż 211 10 ns), 

I X3. Takt l.apl~U przy inicj ac".1i ścieżek d la danych 
powinien b~ć wzięty I wClcśnleJ I,apisanej powierzchni 
ste ruj ącej PDM tak. żeby zmiany prędkości ubro tów 
nie \\ pł~ wal) na rozmiL's7c7.ellie bitów. Znamiono\\ \ 
()kre~ W\' s l~'p!ma nia bitów pO'ńinien WyllO~ić 155 n, . 
co, stanowi 0,125 część ma rniono\\ ' ~'go ods t ępu baJto· 
wego . 

U;4 . Pr!\ I'lpi~le informacj i powinna być 'ń y korzy ­

,tywan<l zlllodyfi owan<t metoda modulacji częstotli­

Ilościowej (MFM). prz) której I lapisywana je~ t prl.ej­
~c i em magl'l't) Cln~ m 1\ Ś rod" u jed nobitowego odstępu. 
a O - przt'.Iśc iem magnetycznym na PC)(Zclt!..u odstępu 
jl'dnobitowego. Przy W) stępowaniu O po I p rzejścia nie 
zaplsu)e ~1C;, 

l.tl5 , Bajt po wInien być grupą I.lożom, I. X bitów, 
zap i ~anych w/tllu/' śc i e 'i. ki i ponumerowanych od BX 
do Ul II' !..olL'j noścl ich lapisu: 

bajl 

kll'f'lllll'k ,:I pi"l 

kll'lllnl'k rlldlll d \, kll ......- ----
W)kor7 \~l~lI 'an\ Jeq ,/esna~tk()\\~ ,,~ . t (, 1l1 llZnaCZ;\­

nia baj tll\\. 
Pon i że. j podanc są oznaczcnia bajtów "potykan t: 

\1 le!..ście nini cjs i'cj norm). 

\V~lrI(l~Ć hallu \\ /d-
łlil~ b"JllI 

,Ii ,I n ",ć I '"jl II " 1 :1-

pl~ll' ~/L'~n;.J~I" l \\\'y m pi,"' hl l1arn)m 

(liI I' I IIX do HI) 00110 Otll ",: 
1( 1) IHX li" 131) UOOO (lOlit : 
(ll~ I (Il~ tJ n 131) 00011 I ()()O.: 
( 12) (tlX d(l BJ) (X)OI O(lJ(): 
( 19) (BX d" BI ) I~IIII lilII I: 
(J t·) (H~ do BJ I J J II 1111. 

1.l-:6 . Do ,p r<lWd7alll<l clallych powinien być wyk o­
rI)~ty\lan) !..lld l-.orekcjl bł<;dów (I:CC), który pozwala 
\\yk r)wać pO"/C7ególne hłędy grllpm\ e (l długo~ci do 
22 bitów i poprawiClć poszczeg<'dnt: blędy () długości 

d o I I bitów, Siedem bajtów ECC pO\vinnu być ufllr-

:-'yIl L"l l lllll l/aC.Fl Ad ,," 11I)l. /1l: ł- iag~1 

PA J 

7 h'IJI"l\\ 10(1) I Z h"JI)' ( I')) 2 h:I )I \ I h"jl 
-

nlowan)ch systell1c m (drag<}) kolejnego prl,e."unięc i a 

o kreś l on)ch bitó\\ \I 56 bitowym rejestr7e przesuwaj.,· 
cym ze sprzężeniclll L\\TOlll) 111 i okreś la się wielolllia­
nem: 
X56 + X" + X49 + X41 + X'9 + X'8 + X'I -t .\'''6 . t- ,.{'I + 
+ ,,(12 + X'9 + X17 + X!6 + XI~ + X l4 + X' 2 + X" + .\'" + 

+ X' + X' + I . 
D() kaidcj czC;~ci ścieżki powinno być dodane siedem 

baj tów ECC (na pr/ .' k ład do wla~nego adresu. do pola 
zliczania i po la zapisu dallych O), 

IKr ł orma l i nićjO\lam'j ś" ieżki pll\linien być ok reś-

1011) ,chemalem: 
Indek s Indeks 

P"k Ądr.:' Od'lęp Zapi , o PI I/(}q~11a 

(lCb l\'PII \\'ł""l~ I P r/eJ' \la I C (i , l) t:/t.;~c.: 

Gl HA G. ,cioki 

\\ " lÓ r~ll1: pok' odstc;pu Gl - prl.e~lr;eń międ/y róż­

nymi polami ~cieiki: ad rt' s \lłasnv - zawiera 111101'­

macj~. która ok d la fizyClny r07khld i chara!..lerys­
t y!.. i ście7 ki: 

zapi\ () - jed)ll\ lapi:> na ;cieżcc. 

Na cylindrach 000 do 403 PDM () pojt:mności 100 
Mb<ljtów i cylindrach 000 do 807 PDM o pojemności 
200 Mh'ljtÓ\\ 7Jl:ljduje si<; informacja dla okrcśle nia 

W) bicrall\ch ś c ió c k. jeże l i to jesl nic/b(,:dne. Na cyl in­
d rac h 404 do 4 10 PDM o pojemności 100 Mbaj tów 
i na cylindrach X()/\ do 814 PDM o pojemnośc i 200 
Mbajtó\\o Inajduie ~il,' II1forl11<Jcja dla okre~lenia odpo­
\\iednich lI'7kod/onych ścielck, .jeżeli () jest nieJb~dn~. 

Pr/~ 1I111le~ZC7ellill po indeksie G I jL" t odst~pem in ­
dek sowym . 

Pr/y 7apisie ' ~ (00) bajtów nie POl\ inno być ods t<;­
pu \\ lapi~i(' od ill(kkslI d (\ pocz'łtku \\bsnego adre­
su (HA). 

UIX. Adres \\ł:! ~n y ( H A) pOWlI1 len s kładać siC; 
7 24 h<ljt!'l\\ ', W :"c /ulwcie 7all1i ;lny PDM poc7'łtek (HA ) 

może 7 najdować ,i~' \\' od l egl(1ści (X3 ± 2) baj tóv .. od 
indck\LI , co jest wynikiem toler<lncji na r07mieszczellie 
głowic inlMma ')jn:"-ch IV ~to'Llnku do glowicy s t eruj'ł­

cej. Stru!..tura HA pokazana je~t na niżej podanym 
sc hemacie . 

I .l:il-:. I . Pole .. ~)'nL' hroni zaCJ<J" powinno s kładać :-,i~ z: 
I) 7 bajtów (00): 

2) 2 bajl~ (19). 
Te 2 bajt~ ( 19) I.apewn iaj 'l n1tl7łi\Vl l~Ć o !..reś l cllia po­

czątku ak tua lnej informacji . 
1.8X.2. Pole .. ad re~ fizycl.n) ( PA r po", i nno ,k lada ć 

s ię 7 2 bajtó\\ i okreś l a fi/)'c7rly adrL'~ ;cieiki, War­
tości bitów w baj tach są na ~tęp Lljącc: 

~ 

I) pierwszy bajt wskazuje na młodS I:, czc;ść numeru 
por/<,dk owegtl adresu cvlindra. tj. reprT/ell luje 
liC/by od O do 255 \1 s\:-, temic d\lóikowyrn: 

C\lilldl'l' (iJ.l\\ica Kod K tlnll'C 

C JI J·CC 

hail~ 2 hait I 7 b:ljll'}\\ I hall (t J.) 
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2) w drugim bajcie : 
b it w pozycji B8 zawsze O, 
b it w pozycj i B7 oznacza starszy adres cylindra 
256 PO M o pojem n ośc i 100 Mbajtów i cylind ra 
512 PO M o pojemności 200 Mbajtów, bit \V po­
ZYCJ I B6 zawsze O do POM o pojemności 

100 Mbajtów i sta rszy adres cylindra 256 dla PO M 
o pojemności 200 Mbajtów. bity w pozycjach B5 
do B I oznaczają ćldrcs głowic od O do 18 w ko­
dzie dwój kowym, bi t B5 - najstarszy bi t znacz,!­
cy. 

1.88.3. Pole ,. tlaga (F)" powinno składać s i ę z jedne­
go pojedynczego bajtu i oznacza us zkodLO ne l wybie­
rane śc ież k i: 

I) bi ty na pozycjach B8 do B3 zawsze O, 
2) kombinacje dwubitowe na pozycjach B2, B I mają 

wartości podane w tabl. 3 dla PO M o poje mności 
100 Mbajtów i w tabl. 4 dla PO M o pojemności 
200 M bajtów. 

Tablica 3 

Wart ość 
Cylindry C hara k terystyka 

82. 81 

00 od UUO do 403 d o bra ścieżka podstawowa 
od 404 do 4 10 dobra niew ykllf7yslana ścieżka 

wybierana 

Ol od 000 do 403 nic powinl1<l wysh;pnwać w Iych 

cylind rac h 

o d 404 do 410 d obra wykor7ysla na ścież k a w\'-

bierana 

10 od 000 do 4(n uszkodzona ścióka pod~ta\\iowa. 

dobra ścież ka wybierana ok reś l o-

la w jedn ym 7 cylindrów 404 do 

410 

od 404 d o 410 nic: po\\-inna wys ll·; rO\\ ·ać w tyc h 

c\lind rach 

II o d 000 do 403 nie po\\inna wyst<;po \\'ać 

od 404 do 410 ścieżka uszkcąl/ona. ścieżka wy-

hil:'rana 1111: jest ll k rdlona 

Tabl ica 4 

Wart ość 
Cylindry Clw ra k te ryst v ka 

82 . BI 

00 (ld 000 do 807 dobra ścieżka podstu wowa . 
od ~08 d o ~ 1 4 dobra niewyk nr Iyslana ścieżka 

wybie rana 

Ol od 000 do ~()7 nie powinllll \\'yst~po\\'ać " t)ch 
cylind rach 

00 808 do 8 14 dobra wykorz)'stana śc ież ka wy-

bierana 

10 od 000 do 807 uszkod zo na ścieżka podstawowa. 

dobra ścićŻka "ybierana okreś lo-

l1a w jedn) 111 / cy lind rów 80~ do 

~ 14 

od 808 do ~ 1 4 nie powil1113 wystr;pl'wać w tych 

cy lindrach 

II od 000 do 807 nie powinna wy,t\' polVać w tych 

cy lind rach 

od ~08 d o ~ 1 4 ścieżka lIszkod7(1lla. n ie 1101110 

lI' y korzy,t) waĆ jej jaktl ścież ki 

wybieranej 

1.88.4. Pole .. eylinder (Cr powinno składać się 

z 2 bajtów, określających w kodzie dwójko wym adres 
cy lindra. Pierwszy bajt zawiera starszy kolejny numer 
cy lindra 256 w POM o pojemnosc i 100 Mbajtów i nu­
mery cylindrów 256 i 512 w POM o poj e mności 

200 Mbajtów. Bity na pozycjach B8 do B2 w POM 
o pojem ności 100 Mbajtów i B8 do E3 w rOM o po­
jemnośc i 200 Mbajtów zawsze powinny być zerami. 
Bit na pozycji B I w POM o pojemności 100 Mbajtów 
i bity na pozycjach B2 i B I w POM o pojemności 

200 Mbajtów mog,} być O lub I. 
Jeżeli pierwszy bajt jest baj tem (00) w POM o po­

jemności 100 Mbajtów i bajtami (00), (O I). (02) w POM 
o pojemności 200 Mbajtów. drugi bajt stanowi w ko­
dzie binarnym wartość w zakresie od O do 255. 

Jeżeli pierwszy bajt jest bajtem (O I) w POM (). po­
jemności 100 Mbajtów i bajtem (03) w POM o po­
jemności 200 Mhajtów, drugi bajt stanowi w kod zie 
binarnym wa rtość obejmującą odpowiednio w każdym 
PO M od O do 154 i od () do 46. 

1.88.5 . Pole .,głowica (Hl" powinno składać się 

z 2 bajtów. Ok reś l ają one ćlclres ścież ki w cy lindrze : 
I ) p ie rwszy bajt zawsze bajt (00). 
2) drugi bajt stanowi w postaci binarnej wartość 

w zakresie od 8 do 18. 
1.88.6. Bajty kodu do ko rekcji błędów (ECe) po­

win ny być uformowane zgodnie z 1.86, p rzy czym wy­
korzystuje się bajty własnego adresu (HA). rozpoczy­
nając od 2 baj tów (19) pola synchronizacji i kOIlcząc 
adresem glowicy. 

1.8R.7. Własny adres powinien kO Ilc zyć się jednym 
bajtem ( F F). 

1. 89. Ods t ęp (G 2) składajqcy się z 39 bajtów (00) 
powinien być zapisany między (HA) i początkiem 

pierwszego po la ,.zapis O". 
1.90. Pole .. zapis O" powinno składać sil,' l 3 części: 
I) pola zliczania zapisu O, 
2) pola odst<;pu, 
3) b loku danych zapisu O. 
1.90.1 . Pole zliczania zapisu O (CP) powinllo skladać 

się z 28 bajtów i zawierać info rmację, którćl określa 

fizyczne rozmieszczenie i charakterystyki za piu O lub 
d la ' ścieżki uszkodzonej fizyc zlle rozmieszczenie jednej 
zastępującej ją ścieżki wybieranej. 

Jeżeli śc i eżka wybierana jest wykorzystana. pole to 

powinno zawierać informację określającą fizyczne roz­
mieszczenie uszkodzonej śc i eżk i. zamiast której ta wy­
b ierana ścieżka jest wykorzystana. Struktura pola zli­
czania zapisu O (CP)pokClZa na jest na schemacie. 

I) Pole "sync h ronizacja" powinno s kładać się z 9 baj­
tów (l.88 . 1). 

2) Po le .,adres fizyczny" powinno sk ł adać s i ę z 2 baj ­
tów (1.88.2). 

3) Pole "tlagćl" po winno sk ladać się z jednego bajtu 
( 1.88.3). 

4) Pole ,.cy linder i głow i ca" powinno składać się 

z 4 bajtów (pp. 1.84.4 i 1.88 .5) z dwoma wyjąt­
kami: 

na uszkod zo nej śc ie żce na cyl indrach od 000 do 
403 w P OM o pojemności 100 Mbajtów i na cylindrach 
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Adre, Flaga Cylinder 

Synl'hronizacja I'izyczny I· i gło",icl 

PA C i H 

7 baj t(", 

I 2 bajt y 2 bajt y I baj t 4 bajty 
(00) ( 19) 

od 000 do 807 W POM O pojemności 200 Mbajlów. 
C i H powinny zawierać numer cylindra i głow i cy wy­
bieranej ścieżki, zaslępujc)cej ścieżkę uszkodwną; 

na wykorzystanej wybieranej ścieżce na cylindrach od 
404 do 410 w POM o pojemności 100 Mbajtów i na 
cylindrach od 808 do 8 14 w POM o pojemności 

200 Mbajt ów. C i H powinny zawierać numer cylin­
dra i głowicy uszkodLOncj ścieżki, która je t zastępo­
wana przez tę wybieraną śc i eżkę. 

5) Zapis (R) powi nien składać się z jednego bajtu 
(00); ta część identyfikuje zapis na śc i eżce. 

6) Długość kluCla (KL) powinna składać się zjedne­
go bajtu (00) . 

7) Olugość danych (DL) okreś l aj;) ca liczbę baj tów 
informacyjnych w bloku danych powinna skła ­

da ć się z 2 bajtów (00) i (08). 
8) Kod korekcji blędów (ECC) powinien 5k łada ć się 

z 7 bajtów ufo rmowan yc h jak podano w 1. 86. 
prLy czym wyk orzys tuje s i ę wszys tkie bajty pola 
zliczania za pisu . zaczynając od 2 baj tu (19) pola 
synchron izacj i i kOllC ZąC DL bajtami . 

9) Pole zliczania zapisu O powinno kOllcZYĆ się je­
dnym bajtem (FF). 

1.90.2. Od stęp (G 2) składaj 'Ie) się z 39 bajtów ((lO) 
powin ien być zapisany ,międ?)' końcem lielenia i po­
czątkiem bloku danych . 

1.90.3. Bl o k danych zapisu O powinien składać Się 

z 25 bajtów zgodnie z niżej przytoc70n ym schemat em: 

SYIKh ro niLacja tnl'o rm<tcja 

7 bajtów (0(1) I 2 ba jl y ( 19) X hajt (l\\ (00) 

Zapi~ Oług(lśt· Długoś{ Kod k()-

R ~ IIlC"1 dan)\..:h r,' h'j i bł,- K onicc 

KI. ot dt)\v 

I bajt I b:tjt 2 hajl \' 7 bajtólV I bajt 
((1(1) (00) (OD). (O~ ) ( I-' F) 

I) Synchro ni 7acja POV\ inna składać s i ę z 9 baj tów 
( 1. 88. \). 

2) In formacja powinna składać się z 8 bajtów (00) 
( 1.90.\ ). 

3) Kod korekcj i błędów (ECC) powinien składać s i ę 

z 7 bajtó~ ufo rmowan yc h jak poda no w 1. 86, 
prz)' czym wyko rz ystuje sit; wszystkic baj ty bloku 
danych, zaczynając od 2 bajtu (19) synchronizacji 
i kOI1Cz<le o~ta tJ1im bajtem informacyjnym . 

4) Blok da nych powinien kOIlczyć się jednym bajtem 
(FF) 

1.91. Pozos t ała część ścieni do indeksu powinna 
k011cz)ć się w przyblii.eniu 13 200 bajtami (00) . 

2. BADANIA 

2.ł . Numerv punktów, w których są pouane bada­
nia zgodnośc i POM z \\~lllagan t amJ nlllł eJ S7CJ normy. 
poda no w lab l. 5. 

2.2. Temperatura powietr7a podczas badałl pakie­
tów na zgodność z wymaganiami wg 1.6 -:- 1.9, l. ł I. 
1.12, 1.14 -:- 1.53 powinna wy nosić (23 ± 3)°C, podczas 
bada ll na zgodność z wymaganiami wg 1.10 i 1.13 
(20 ±o,5 )°C, podczas badal'J na 7godność z wymagania­
mi wg 1.68 . (20 ±O.25)°C, podc/as badaJl na {god ność 

'I. wymaganiam i wg 1.5 , I.fl5 ~ 1.67. 1.69 -:- 1.82 
(20 ± 3 t e. podczas bada l1 na zgodność z wymaga­
niami wg 1.54 -;. 1.64 i 1.83 -:- 1.88 (27 ± 2)°C, 

K"d kt1r~kc.i 1 K tHlil..'C bll>~\1 danych 

bl.;dbw (ECCI PO/(.b lala C/i,'Ść 

7 bajtów I b<tjl (II'I 
śc i e:ik i 

Tablica ~ 

Lp. Wymagani~ \\!; Spra Wd h' II IC \\g 

1.1 2.x 

2 Kon s trukcja. liuba d ys kó w roboC/ yc h i powie rzchni ill i< )rmacyjn yc h 1. 2. 13. 1.4 2.9 

W~miary znVIl<;, lrlllC 1.(. . 1.7. I.X 2. 10 

4 Od legi ość mi,dfY ba!:! a czołe m gÓ l'Il l'j pokr\l\'\ 1.9 2. 11 

III. I D ~ . I ~ 

6 Rll/micsloen ie optlrów "la s ly czn Yl' h i op"r<', ,,, kuliSl ych w pakieCie II. 1. 14. 1.1 5 2.D 

S rtLlnica oporó lI k u li s tyc h 16 2.10 

~ Pl o miet'1 kuli oporów kuli , tvl'h 17 2. 15 

9 Ch rop'", al ośc POllicr/l' h n i oporó w kuli sl\c h I.J:~. I X. I.s:~ 2. 1 .. 

19 2.1 (, 

II Wymi" r~ gwintu lamka 1. 20 2.17 

12 S rcLl nica dolnej u,śl' i l amka 1.21 2. IX 

1.1 Dlugość gwint u lamka 1. 22 2. 10 

1.13 2 1l) 
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cd. tab!. 5 

Lp. W yszczegó ln ieni e Wymaganie wg Sprawdzeni~ wg 

15 Pol oże ni e zam ka w stosu nk u do bazy 1.24 2.20 

16 Dlugość dolnej częśc i za mka 1.25 2.1~ 

17 Położe nie kulek zam ka 1.26, 1. 27. 1.2~ 2.21. 2.U 

18 Srt'dnica o tworu za mka 1.29 2.22 

19 Ma ksymalna glębokość przelot u iglicy w za mkll . warunki odł~ czenia górnej 

po krywy 1.30. 131 2.23 

20 Promień pie rście ni dystansowyc h . faza dysku roboczego 1.32, 135 2.24 

2 1 Zewnęt rzna średn i ca dys ków 133. 1.34. 1.36 2.13 

22 Grubość dysków 1.33. 1.35 , 1.37 2.18 

23 Odległość t1ysków od bazy 1.38. 1.39, 1.40 2.2 5 

24 Pol ożenie najniższego elementu PDM 1.41 2. 13 

25 Wyso kość rDM bez pokryw 1.42 2.26 

26 Bic ie czołowe i promieniowe d ysków 1.43. 1.45 2.13 

27 rr7yspieszt'n ie bicia C/olowego 1.44 2. 27 

n Przesu nię cie k"towe d ys ków 1.46 2.2~ 

29 Wyważe nie 1.47 2.29 

30 Momcn t bC7\vładnośc i i maksy ma lna pr<;t1kość obrotó w 1.48. 1.49 230 

31 Odpro wadzalność ładunków s ta tyczn ych 1.50 2.31 

32 Rozmieszczenie wan;twy magnetycznej na dysku / .51 2. 10 

33 Odpo rność na a lk o hol izopropylowy 1.53 232 

34 Dane in formacyjne rDM 1.54. 1.55. 1.56, 1.57 2.33 

35 Dane o a mpl itudzie "ygnału i S7 umu /58. 1.61 , 1.62 2.34 

36 Ztlolność rozdzielcza i modulacja sygnału prze pisanego z powierzchn i inf.)I'-

mac yj nej 

37 LiC/ba ści eżek wolnych od błędów 

3X Pa rCl met ry po wierzch ni s terującej 

39 Ws tępn e formaty za pisu rDM 

2.3. Wil gotn ość względna powie trza pod czas badań 
pakie tów na zgodność z wymaga niami 1.5 -7- 1.53 
i 1.65 -7- 1.72 powinna wynosić od 40 do 60% , podczas 
badałl na zgodność z wymaganiami 1.54 -7- 1.64 i 1.83 -7-

1.88 - od 30 do 70%. 
2.4. Liczba i wymiary cząste k pyłu, znajdujących się 

w I m' powietrza podawanego do POM podczas badań 
na zgodność z wymagania mi 1.5. 1.54 -7- 1.89 , powinny 
być zgodne z wykresem 15 . 

.., 

3500 

11400 
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g 
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1\ 
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1\ 
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1\ 
\ 
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;:::: 
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Wymiar cząsteczek -
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Rys . 15. Ro zklad za pylania 

1.59. 1.60 2.35 

1.63 , 1.64 2.33 

1.5. 1.65 1.82 2.34 

1.83 1.91 2.37 

2 .3. Prędkość obrotowa podczas badań pa kie tów na 
zgodn ość z wymaganiami 1.54 -7- 1.89 powinna wyno­
sić (3600 ±72) min - t . 

2 .~ . Natężenie otaczającego pola magnetycznego 
podczas badań pakietów na zgodność z wymagamami 
U , 1.34 -7- 1.91 nie powinna przekraczać 4000 A/ m. 

2.7. Przed badaniam i na zgodność z wymaganiami 
I.S -7- 1.88 POM po winny być przetrzymywane w cią­
gu 24 h w warunkach badań . Przed sprawdzeniem wy­
maaań zawartych w 1.58 -7- 1.82 aparatura powinna 
być wyk.alib rowana za pomocą wzorcowych (kontro l­
nych) powierzchni i wzorcowych (kontrolnych) pakie­
tów. 

2.8. Sprawdzenie wymagania wg 1.1 przeprowadza 
się zlodnie z PN-83/T -42106. Po badaniach prly sk raj­
nych warunkach klimatycznych kryt e rium oceny zgod­
nołci pakietu powi nno być spełnienie wymagań 'Wg 
l.li3 , 1.64. 

2.9 . Sprawdzenie wymagań wg 1.2. 1.3 i 1.4 prze­
prowadza się przez oględzin y zewnętrzne. 

2.10. Sprawdzenie wymagań wg 1.6.1.7 , 1.16 i 1.51 
należy p rzeprowadzać z dokładnością do 0 .05 mm. 

2.1 I. Sprawdzen ie wymagania wg 1.9 przeprowadza 
się w następujący sposób: POM bez dolnej pokrywy 



pojem ni ka ochronnego n ależy ustawić tak, aby opory 
kulis te op iera ly siC; na pierścien i u () jednako\\ej grubości 
(lImieszClo n Y 111 na plycie konlrtll nej) l II ySllko~c i H 
ora, ko ntro luje s i ę kcIiibrato rem () \I )'miarach: 

I ) prlec hod z1jcy H = (2,090 ±O,005) mm , 
2) nie pr/ec hodzilC)' H = (5,D]() ± O,OOS) ml11 , okreś­

la sil,' odległość mi~'dLy c/olem górnej pokr) II ~ 
a balćl. 

2. 12. Spr;lwdzenie wymagilll wg ł . 10 i 1.13 p rzepro­
lladla ~iC; prlyrządel1l p0l11iarU\'.111 lub kalibratorcm 
IV zl ożonym pakiecie dv~kćl\\~ PrLy tvm bl<jd pomiarll 
nil' powi nien przc\l)i~/aĆ 0,001 111m . 

2.1]. Sprawd,enie wymaga l] wg Ul. 1. 11. 1.I4. LIS . 
1.22, 1. 27. 1.2X . U]. 1.34. 1.36, lAł. 1.43 i 1.45 pr/l'­
prowadza si~ 1 dok l adn()~c i ą 0.0 I mm . Wy111 l:1r~ lig 
1.1 I. 1. 14, l. I S powi nny być ~pra wdza ne na lłożonym 
pa kiecie d ys ków. 

2.14. Spra\\'c1,enie wymagall \vg 1.12, 1.11' i 1.5:? 
pucpro\\'adl<l ,i~' za pl)mocą mil'l'Il lJ..a ChJ'llpllllal ()~c i . 

2. 15. Spra\\'d/enic wymagania wg 1.1 7 przepro\\adLa 
s i ę I dok l adnością I mlTl. 

2.16 . Sprawd/cnic wymagania lig 1.19 pr/lprO\\ad,;1 
sil,' lwardu~c i (llllierzcm \I 'g skali C RocJ.. l\l·lla . 

2.17. Sprawd,en ie wymagania \Ig 1.20 pr/eprowad/.a 
s i ę spl a wd/ianem do gwi ntów. 

2.lg. Sprawd7cnic \\\'magal'l wg 1.21. 1.25.1.]3.1.35 
i 1.]7 pr7cprowacl/Cl si~ z c1okładności 4 O.D02 111 m . 

2. '19 . Spra wdren ie wymaga ni" wg 1. 2] p r/cprowCldza 
się / dok l adno~cią 0.0 I lll m i k.)1omil'f7cm , pod/ia l­
k'l ~,73 . 10 ' rad. 

2.20. Spr'l\ldzenie wymagan ia wg 1.24 prleprowad/<l 
się pr7cz pomi ar detali i wplów, w\' h odl.ących II' uk lad 
pO!l1 iarowy rgodnie z r ~ ... 16 . I dokładności'l (),Ol mm. 
li na~li;pnie oblic7aj'lc \Ig \\ zoru fi " = L I + 1. , + L , + / .4 
01'.11 ka libra to rcm na 7łożonym pakiecie d)~J..ó\\. 

IBN -86/3104- :!9_JID 

R". 16. lI Uad Il('IllI.lroll) <.I" pPllliarll pdl<,!;I"~,,i /I lIli~d/) ""11'­
P"1Il lamka a hal:) : I - la"wk. _' - kul ,,!. .I - pll'r',-i'·I1. ./ - pl" ­

"t~1. ,..., - bol/;I 

2.2 1. Sp rawdzc nic wymagania wg 1.26 pU:l'pro\V:lu/;1 
s i~' pr/yu;)lklll pOlll iaru\\'ym. a w\l11iadl\v II , i H9 n,1 
pri'y rz<:jd/il' prry~IO~()\l anym do kOl11pleksnwq:, \) spnl\\­
d/ania zam J.. ć)\\ . Pr7) t)lll dokładność sp r<l\\dz<lnia nil' 
powi nna być mniejsza n iż. 0,0 1 Illm . 

2.22, Sprawdzenie wymagani;l wg 1.29 pr/epro\\ad/a 
siC; średnicomierzami. 

2.23, Sprawdzenie wymag"1I1 Ivg 1.30 i 1.31 przepn)­
wa d za s ię za pO!l1oq puyrządĆlw d o k Ol11plcJ..~oweg(l 

~ p r'lI\ d /ania lam kó \v. 
2.24. Sprawd/e nic II ~ magali \lg .32 i 1 . .15 przepr(.­

w<ldza si~' r dok ładnośc i,) 0,1 mlll. 

2.25 , Sprawdren ie wymaga "l lIg /. ]X. 1.3':) i 1.40 
pJ7CprO \ladl<l ~iC; I c1ol--ładnuści ,) O.OOS 111111. 

2.26. ~p r,l\VdLCnic \\)'mag<lnia wg 1.42 przcprmvadz.a 
~it; I dol--bdno\Li:} 0.1 mm. 

2.:'7 . Spra\\dzenic \\)!l' c1 g.lnia \\~ 1.44 prlcpro\\;ldza 
~ię na specjalnym st<lIlO\\hl--lI I • .I,)Uadno'c iq ± 5 m/s' 
przy pn;dJ..ości obrotó\v (3(lO() J3~) min I. p!'/ ~' l'Iy ln 
obcięcic wysokich C/ęq{)lliw(lści a~) mpt:tt\C7n ic 1<llli­
I--ajq c)ch po)' 2'21--117 dl,1 d\ .,J..{'l\\, \\~I--()rI\~ tyl\ ·allyl'J. 

\v PDM () p()jt'mn()~ci :'O() Mhajlól\ . ~p;ldl'I-- \1 ob'/a rze 
\\) ~{)k Ich Clę~t{lt 1I\I ' ()~c i - I ~ d B lla (lk la wę. 

2.21\. S)\ra\\dzellll' \\~ maganla \\g 1.46 pr/cpnl\\ad/a 
,ię Il a 'idll(l\\ i~I--lI . peLjal1l\ 111. Przcd b"danlclll ~pra\l­
dla ~!\' i rcj l'~trlljl' la pomoc,) łhl' )lo~I--' ) IHI \\I;1.Jemne 
połoyenic jl'dnoimiellllych pr/cdnich Ibn '/Y (Clól) wy­

bran~ lh implll,, )\V I--odu illlkb(l\\cgn na lrll'Cll po­
l\ier/Chnl~lch d~:-.k{'l\1 robllc/\ch : górnl',i. , r 'clniej i dol­
nej. p(l pr/) s pi<:: ~/c nill clodalnim lub ujcmnym pr/y pod­
~(awil' lIa~ lI oscylł)<;kopu 200 IlS na pod/iałkl,'. Illlially 
II ~lo. UIll--lI dl) płlL'7ąlkO\ll'gll II La,il' nlnl'~'l pl ) loicnl ~1 

Lzół \v)bntn)ch illlplll,ólI. nil' pO\llnn~ h~ć dll~ lJ'/e gal­

ne. 
2.29. Sprawdzenil' \\ymagania wg 1.47 p r/cprowad/a 

sit; na ,lano\\ 1~J..1I do II ~ lIaY;lni ,1 pr/~ predko'l i ohl'll­
lĆ>1I od () do {](l('(l -:-::.72) mln I I dł)k!adno,ci" do 
5 g . mm. 

?,]O. Spr,l\\d/cnic \\ yma~; 1I1 II'g 1.41\ i 1.49 prlepro­
wadz<l , i~ na ,tano\\i~kll :-,pl'l·jalllym. Spr~ll\d/l' niL' wg 
l .4g 11l0YL' b~ć pr/cpn1\vad/Ollc Z<l pl'nll 1C4 Prl~r1 'l du 

jak na rys. 17 wg na~tt;p ll j,!Cl',i ml'lOd): 
I) Idj"ć Z p;\kietó\l' pokI ~ \VI pojl' IllIllJ..a ()C hrllnnl'go. 
:.) pod \\iesić PUM na ,trll lli ~' lInHlcol\ancj 1\ prl~­

r/,!d/ie Igl)t!nic I 1':-'. 1', 
3) pot!\\ieszolly pakiet d\~k(l\1 "on'>ci':: \\ł lJ..Ć>! mi 

o (1.570 :r:() .O~ 7) rad i Illl i e r/\'ć Clas SO (lkrl"ó\\, 
\\~Ih<ll'l (T, ). 

4) doda lkO\I{) plld\lic,ić ci~'l<lr e) In;ln~Ill Illlll1lCIlCie 
hl'lldadll{)~ci / ". obn'll' ić go O (1.5 70 ± O.O:-:7) 1';1(.1 
: odllulł1\ldL' CI;\, 5(1 ()J..re",') \\, \\;Ihali T I 

S) l1lornelll hC/\lhdn,)~ci paJ..IL'lll t!y~k ól\ /ohli C/)Ć 

li g \\'/{lrU 

I / ., r: - T; 

Ih, . 17 . t l kład li" p" lll lalll Il h'IllL' lllll he·/\\l.ldll"'ci· 1 - lXIklei d~,-

h/n\. _'l - la lllPI".(I\\.11l1l' . 3 - ... t l lll};.! 
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2.31 . Sprawdzen ie wymagania wg 1.50 przeprowadza 
się mierząc oporność przejścia między zamkiem POM 
i każdym dyskiem . Pom iar przeprowadza się w ukła­
dzie przedstawionym na rys. 18. Różnica po te ncjałów 

między punktem A (zamek) i punktem B (wewnętrzny 
me ta lowy ko niec dysku) nie powi nna przekraczać 

0. 1 V. 

2.33. Sprawdzenie wymagań wg 1.54 1.57. 1.63 
i 1.64 p rzeprowadza się z pamięcią dyskową w zestawie 
EMC przy pomocy odpowiedniego programu. 

2.34. Sprawdzenie wymagań wg 1.59. 1.60 przepro­
wadza się na stanowisku do sprawdzania parametrów 
e lekt rycznych. Zdo l ność rozdzielczą sprawdza się za 
pomocą oscyloskopu. a przep isywan ie za pomocą wol­
tom ierza selektywnego. Zdolność rozdzielczą POM o po­
jem ności 100 Mbajtów sprawdza s ię w obszarze ścieże k 
000 i 4 10 , a POM o pojemności 200 Mbajtów \\ ob~7.a­
rze ścieże k 000 i 814. 

Rys. 18. Sche mat do pomiaru ' oporności pr7ej~c i~ 

Spra wdzenie mod ulacji przypisywa nia przeprowadza 
się w obszarze śc ieżki 000. 

Sprawdze nie POM na zgod ność 7 wymaganiami 1.44. 
1.52, 1.53. 1.58 -7- 1.62 przeprowadza się na pojed yn­
czych dyskach. 

2.32. Sprawdzenie wymagania wg 1.53 przeprowadza 
się pocierając dysk wa tą umoczo ną w 91 % roztworze 
alko hol u izopropylowego. Po przetarciu wata nie po­
winna nosić śladów pokrycia magnetycznego. 

2.35. Sprawdzen ie wymagań wg 1.5 . 1.65 -7- 1.82 
przeprowadza s i ę na specjalnym stanowisku do spra\\­
dzania powierzchni sterującej. 

2.36. Speł nienie wymagań wg 1.83 -7- 1.815 stwierdza 
ię na stanowisku specja lnym lub w zestawie E MC przy 

pomocy odpowiedniego programu . 

Lp. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

ZAŁĄCZN I K I 

NAZWY [ OKR ESLENIA STOSOWANE W NI NIEJSZEJ NORM I E 

Na zwa 

Bala (p la"oY7na odniesienia) 

NUl11er po wier7chni 

Cy linder 

O:waC7enic ~c i eż ki na pa~iecie 

Inde ks 

Amplituda ,}gnału z po wierzc hni info rma ­

cyjnej V 1AA 

Zdolność rozdziel cza 

M(ldu lacja przcpi~a nia 

Określenie 

plas7czyzna styczna z trze ma opora mi kulis ty mi 

tr7)cyfrowa liczba dziesiętna od 000 do 410 w POM o poje mności 100 Mbajtó\\ 

i od 000 d o 8 14 w POM o pojemności 200 Mbajtów. którą 07nauana je, t k a.i:da 

ścieżka 7.aczynając o d zewnętrmej 

dwucyfrowa liclba dzies iętn a od 00 do 18, którą o/nacza się bżd,! pO\' inLchni,' 

roboczą 73C7ynając od górnej 

zbiór śc ieżek na powie r/.chniach ro boczych POM o tym samym nUl11efLC 

pięciocyfrowa lic zba d ziesiętna. której trzy s tarsze pt)?ycje okrcślają numer ścieżki. 

a pozostałe dwie - powierzchn i ę. na kt ó rej jest ona umies7c70na 

c iąg Impulsów zapisany na powicrLchnl steruj'lcej o po~t aci 

ddddd od odd o 

d - oznacza: dla s tre fy s terującej pary dibitów. dla o bs7aró\\ ,trd" o(" hro nn ych 

pojedync7Y dibit. 

o - omacza: dla st refy sterującej - brakującą parę dihitów. dla , tre f och ron­

nych - brakujący pojedynC7Y dibit ; 

indeksem o znaC711 s ię p ocząt k owy punkt danej ścieHi 

liczba zmIan kierunków pqdu zapisu (przejść) w ciąg u jednej sekund y: 

I F = (3225 ±3.225) 10' przejść na sekundę: 

2F = (6450 ±6.450) 10' pr7cjść na sekundę 

średn ia wzdłuż calej ścieżki wartość od szczytu d o szczytu (pik-pik) sygnał u o CI -

s t ot liwośc i 2F. odczytywana przez k ontrolną glowicę info rmacyj na 

stosunek średnich amplitud sygnałów o częs t otliwościac h 21-' i I F 

stosunek średniej amplitudy szclĄt kowego sygnału o cz,s!otliwośc i I F po pr/cpl ­

aniu na I o brót bez śc ierani a sygnałem o C7.ęstotliwo<ci 2 F do '; rcdnicJ amplitud) 

sygnału I F przed przepisaniem 



,d. tab li cy 

lp. Nazwa 

11 M od ulacja d odalnia 

12 M nd ubcja uje.mlla 

PoziOJll napięcia S'lllnu 

14 Oś śc ie żek sterujących 

15 Dibit 

16 Współ 7ynnik kalibracji Cli 

17 Ws pół uynlll k kalibracji CSIJ 

18 P"wie r/c hnia W70rcowa (kontrolna) 

19 Pakic t IVlOITowy (ko nt rt1lny) 

Za lqczniki do BN-X6/J I04-19 

Okreśk n lt: 

lic zba impulsów o częstotliwości 21' i a mplit udzie pOlVy:icj 125'fc ampl itud y 

0.54V ,AA • odczytan ych w o kresie l,,,,, = (3.10 ±O. 15) >" ro .ćp()u}naj~cym si, 

z opóżnicnicmld= (1.55 ± 0. 15) ps po odczy taniu picrws~cgo impul su. pr/C\\ y:is7a­

jąccgo ten próg t' wię cej ni;> 160/, 

li czba impubów (l często tliwoś, i 2 F i ampl itud zie poni icj 750/, a mpl it ud y O.5V rAA . 

' odczyta nych w okresie I"m = (60 ± I ) J.l S rozpoczy ndj:lC)'m s i ę z opóź n i e ni em 

I d = ( J .55 ± O.15) ps po odóytan iu pierwsLego impul su, mniejs zego od tego progu 

o więcej ni i 256% 

li czba Impul só w w PDM o poj " mn ośc i 100 Mbaj tów odczy tanch ze śc i eż ki nr 400 

za pi sa nej s>gnakm o częstO tli'" l;.,i :IF i skas ()\\ancj pnIdem · tał y m IV o a sie je­

dnego o brotu d~sku. przewyższaiąca określoną część O.5V" ,1 na tej sa mej śc i e:ice 

o więcej ni? podano niżej 

16 

18 

20 
22 
24 

Impulsy 

1700 

400 

90 
2(1 

5 

linia śc ie że k steruj;jcych ka żdego cy lind ra . wyznaCl.(lIJa takim p"łożcn i cm szcze lin y 

głowic y s tc ruj ilccj. rozmieszc70nej wzd lu ż lini i dOS1<;pU. przy którym sygnal odczy­

tywan y z s:js iednich śc i eżek s teruj:w ych ma jed nakowe am plitud y wiodą,ych 

wierzc ho lków dod a tni c h i ujemn yc h dibitów 

'para przeciWil i,,' spo laryzowanych !'-yg llałó \\' , rOl l11i l':-'/i...'701l)'ch \V znamionowym 

odstępie od siehie od l , d o I , (pa trz rys. 9). zm ierzo nyc h mic;d zy punk ta mi . IV kt ó ­

rych zhocza narastające równe są 50C}(, amp litudy sygnału na wyjśc i u w zmacniacza 

odczy t LI 

stosunek usta lollej I.nam iollowej wart ośc i sygna łu Ze standardo wej wzo rcowej po­

wierzchn i informacyjnej do wartości sygnału . odu)w nego glowi cą kontro lnil ze 

s tandardowe j \\ Zl)rCoIVej po wie rzch ni inform acyjnej 

~tosunek u s tal\H1~j Znamil)l1o\Vej v.arto~(:1 ~ygna łLl Ze :-.tC:llldardowej w70 rcpwcj po­
wierzchn i s terujilcej do wa rlLl~cl sygn a lu odczy tanego glowiq s tcruji)q zc standa r­

dl)wej wzorcowej powie rzc hni s teruj'.lcej 

powierzc hnia wyka librowana od po wied ni " do us ta lonych /namionowych wartości 

pa ret n1et ró w 

Pa kiet w~ kal ih ro \\':lny odpowi ednio d o usta lo nyc h ma ml o nowych w:l rl P';ci para ­

metrów 

15 

ZAł,ĄCZNIK 2 

DANE INFORMACYJNE 

l . Rozmieszczenie zewnętrznych i wewnęlrznych st ref ochro nn ych powierzchn j sterującej między promtenlaml 
POM o pojemności 100 j 200 Mbajtów (zgodnie z rys. 10 i I I) podano w tablicy. 

Wymi a r~. mm 

POM " pojcm nośc i 100 M bajtów PDM o pojemności 200 M bajtów 

R 11 R_t R 411 R 429 R _2.1 R_I R "'I~ R,.. 
163 .746 162. 164 107.840 105.47 I 165.26 16n6 IOH9 . j05 .56 

2 . Stref\; za ladowa tl POM o pojemnośc i 100 Mbajtów (zgodnie z rys. 10). rozm i es7cznną od RIIL = 169 ,545 
do R _tl = 163 ,746 mm i POM o pojemnośc i 200 Mbaj tów (zgodnje z rys. I I ). rozm i cszC7oną od R H L = 175 ,07 
do R _ ~1 = 165,26 mm, ście ra się prądem stałym lub zmienn ym. 

KONIEC NORMY MIJ:;OZYNARODOW J' .1 

Informacjc d odatk owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instyt ut Maszyn Matema­
tycmych . 

2. Normy zwi ązane 

PN-83/T-42106 Urządzen i a komputerowe. Ogólne wymaga nia i ba­
dania 
3. Normy międzynarodowe 

RWPG CT C3B 4291-83. MaLlll1Hhl Bbl~ I1 Cil l1 TeilbliblC H CI1CTeMbl 
o6pa6oTKH )\aIHlblx . n aKcTbl MarHI1THblX .l1 I1C KOR eliKOCTbKl 

100 H 200 Mbytc.Tex IIH~ecKH e Tpe6oBallH" H MeTO.l1bl HCllbIT,lImH 
- norma równoważna 

ISO lS 4337 1977 In formation processing - lntercha ngeablc ma gne­
ti c twelved isk pack .( 100 Mbytes) 

ISO IS 5653 1980 Infnrmatinn processing - Int erchangeable magne­
ti c twelve-dis pad (200 Mbytes) 
4. Autorzy projektu norm y - mgr inż . Anna Halska-Dodacka. 

mgr inż. Hanna K uźni,·ka. mgr inż . Wlodzi mierz Żbikowski -
Instyt ut Maszy n Ma tematycznych. 


